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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 22-1: Capacitance tests —
Test 22a: Capacitance

FOREWORD
Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC’ is" to {

agréement between the two organizations.

The| formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy.'as’ nearly as possible, an inter
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical\committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts are 4nade to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
mis|nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in‘their national and regional publications. Any divg
betyveen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
the [atter.

IEC] itself does not provide any attestation~of conformity. Independent certification bodies provide cof
asspssment services and, in some areas,)access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
seryices carried out by independent certification bodies.

All yisers should ensure that they have the latest edition of this publication.

No Jiability shall attach to IEC, or-its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
merbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
oth¢r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feq
expenses arising out.of_the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Pulblications.

Attgntion is drawnito the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
indigpensable_forthe correct application of this publication.

Attgdntion is_drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
pat¢nt rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This standard cancels and replaces Test 22a of IEC 60512-9, issued in 1992. The structure of
IEC 60512 series is explained in [IEC 60512-1-100.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2158/FDIS 48B/2192/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.


https://iecnorm.com/api/?name=1a3564b554370820a98c19b004bb29be

60512-22-1 © IEC:2010 -3-
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60512 series, under the general title Connectors for electronic
equipment — Tests and measurements, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ anended.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 22-1: Capacitance tests —
Test 22a: Capacitance

1 Scope and object

This part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for tlesting

connelctors within the scope of technical committee 48. It may also be used for similar d
when specified in a detail specification.

The opject of this standard is to detail a standard test method to determine’ the capac
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The cppacitance shall be measured at a frequency as specified by the detail specifig

using
5 %.

The p

4 R

n conductive elements of connectors.

reparation of the specimen

pecimen shall be prepared and mounted according to the detail specification.

bst method

ne of the following contact combinations may be measured:

tween one contact and the following parts, all connected to earth at a common poi
all other contacts,

all metal parts,

the mounting plate;

tween any two adjacent contacts, the following parts all being connected to eart
mmon point:

all other contacts;

all metal parts;

the mounting plate;
y othermeasuring point or operating condition as specified by the detail specificat

bvices

itance

nt:

h at a

ation,

a suitabhle test set for pyampln a r‘:\lnsmifam‘p hridgp which will ensure an accur

referred measuring frequencies are:
1 kHz £ 200 Hz,

1 MHz + 200 kHz.

equirements

acy of

The values of capacitance shall not exceed the values specified by the detail specification.
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5 Details to be specified

When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:

a) preparation of the specimen;

b) mounting of the specimen;

c) contact combinations to be measured,;

d) value of the measuring frequency;

e) the maximum permitted value(s) of the capacitance(s);
f) any-devietornfremthestandardtestmethed
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 22-1: Essais de capacité —
Essai 22a: Capacité

[:2010

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale dey‘normdlisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a*CEl). Lg CEIl a

poufr objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités,— publie des
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confié

hns les
Normes
bles au
P a des

conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut particiger. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en (liaison avec la CEl, participent
égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Intern@tionale de Normalisation (ISO),

selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions téchriques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux int
sonf représentés dans chaque comité d’études.

mesure
bressés

Les| publications CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont ggréées
conjme telles par les Comités nationaux de Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEIl g'assure

de |'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue respons
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui encestfaite par un quelconque utilisateur final.

Darls le but d'encourager I'uniformité internationale, 1€s, Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toute divergence entre\toute Publication de la CEIl et toute publication natio
régionale correspondante doit étre indiquée en-termes clairs dans cette derniére.

La CEI elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépg
founnissent des services d'évaluation «dé)conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marq
conformité de la CEIl. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organis
certlfication indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne tdoit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
mairndataires, y compris,-s€s experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de la CEIl, pour/tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donjmage de quelque\nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CH
autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
réfgrencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention“est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent fairg
de dlroits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respons

hble de

oute la
cations
hale ou

tndants
ues de
nes de

n.

res ou
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es frais
| ou de

cations

I'objet
Bble de

ne pas avoir identifie de tels droits de propriete ou de ne pas avoir signale leur existence.

La Norme Internationale CEl 60512-22-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace I'essai 22a de la CEIl 60512-9, publiée en 1992. La
structure de la série CEl 60512 est expliquée dans la CElI 60512-1-100.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/2158/FDIS 48B/2192/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une ljste de toutes les parties de la série CEl 60512, présentées sous le titrecggnéral
Conngcteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures, peut étre consultée|sur le
site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifi¢ avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch'””dans les données
relativies a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reg¢onduite,

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 22-1: Essais de capacité —
Essai 22a: Capacité

1 Domaine d’application et objet
La prg¢sente partie de la CEl 60512 est utilisée pour les essais des connecteurs dundomaine
d’actiyité du comité d’études 48, lorsque la spécification particuliére I'exige, Ellgd peut
égaIeIwent étre utilisée pour des dispositifs similaires lorsqu’'une spécification\patrticuliére le
stipule.
L’'objet de cette norme est de définir une méthode d’essai normaliséelpour détermiper la
capacjté entre les éléments conducteurs de connecteurs.
2 Pféparation du spécimen
Le spgcimen doit étre préparé et monté conformément ada spécification particuliere.
3 Méthode d’essai
Une des combinaisons de contacts suivantes\peut étre mesurée:
a) enftre un contact et les parties suivantes, tous étant reliés a la terre en un point commun:
— | tous les autres contacts,
— | toutes les parties métalliques,
— | le support de montage;
b) en’rre deux contacts adjacents quelconques, les parties suivantes étant toutes reliégs a la
tefre en un point commun:
— | tous les autres contacts,
— | toutes les.parties métalliques,
— | le support de montage;
c) tolt adtre point de mesure ou condition de fonctionnement comme stipulé par la
sp‘Fcification particuliére.

La capacité doit étre mesurée a une fréquence stipulée dans la spécification particuliére, en
utilisant un ensemble d’essai adapté, par exemple un pont a capacités qui assurera une

exacti

tude de £5 %.

Les fréequences de mesure préférentielles sont les suivantes:

1 kHz + 200 Hz,

1 MHz £ 200 kHz.
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4 Exigences

Les valeurs de la capacité ne doivent pas dépasser les valeurs stipulées par la spécification
particuliere.

5 Détails a spécifier

Lorsque cet essai est exigé par la spécification particuliere, les détails suivants doivent étre
indiqués:

a) preparatieon-du-spéeimen;

b) mo¢ntage du spécimen;

c) combinaisons de contacts a mesurer;

d) valeur de la fréquence de mesure;

e) valeur(s) maximale(s) autorisée(s) de la (des) capacité(s);

f) tolit écart par rapport a la méthode d’essai normalisée.
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